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Zakres akredytacji Nr AP 013

Laboratorium Aparatury Pomiarowej
ul. Augustéwka 36, 02-981 Warszawa

. . . . Niepewnos$¢ pomiaru Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Napigcie DC
Mierniki napiecia analogowe 0 pV do 100 mV 5-10%-U+0,5uV S Procedura wewnetrzna
100 mVdo1V 4:-106-U+0,5uVv E /1 1/ MAP
1Vdo10V 4-106-U+5uv
10V do 100 V 7-10%- U+ 30 uv Metoda bezposrednia
100 V do 1000 V 8:106-U+0,1mV
Mierniki napiecia cyfrowe EURAMET cg-15 v.3.0
Multimetry U — wielko$¢ mierzona (V)
Kalibratory Metoda bezposrednia
Zasilacze i posrednia
Mierniki napigcia analogowe 0 pV do 100 mV 42 -10°-U+1,1uV P Procedury wewnetrzne
100 mVdo1V 29-10€-U+2puVv E 11/ MAP
1Vdo10V 28 - 106 - U+ 40 pv P4/ MAP
10V do 100 V 40 -10€- U+ 0,6 mV
100 V do 1000 V 47 -10€- U+ 7 mV Metoda bezposrednia
Mierniki napigcia cyfrowe U — wielko$¢ mierzona (V) EURAMET cg-15 v.3.0
Multimetry
Kalibratory Metoda bezposrednia
Zasilacze
Prad DC
Mierniki pradu analogowe 0 pA do 100 pA 13 -10%-/+ 40 pA S Procedura wewnetrzna
100 pA do 1 mA 13-10%-/+0,2nA E 11/ MAP
1mA do 10 mA 12-10%-/+30 nA
10 mA do 100 mA 13-10%-/+ 0,01 pA Metoda bezposrednia
0,1Ado1A 13-106-/+0,1 pA
1Ado3A 11-10%-/+ 32 pA
Mierniki pradu cyfrowe 3Ado11A 7:10°-1+0,35mA EURAMET cg-15 v.3.0
Multimetry . L.
I — wielko$¢ mierzona (A) Metoda bezposrednia
i posrednia
Mierniki cegowe 10Ado16,5A 2-10%-/1+2mA Procedura wewnetrzna
16,5 A do 149,999 A 2-103%-/+12mA E /l 2/ MAP
150 A do 550 A 2-103-/+40 mA
Metoda bezposrednia
I — wielko$¢é mierzona (A)
Kalibratory 0 uA do 100 pA 13-106-/+ 40 pA EURAMET cg-15 v.3.0
Zasilacze 100 pA do 1 mA 13-10%-/+0,2nA
1 mA do 10 mA 12 -10%-/+ 30 nA Metoda bezposrednia
10 mA do 100 mA 13-10%-/+ 0,01 pA i posrednia
0,1Ado1A 13-10%-/+0,1 pA
1Ado3A 11-10%6-/+ 32 pA
3Ado10A 7-10%-/+ 0,35 mA
10Ado30A 10 -10%-/+ 3,4 mA
30 Ado100 A 120 - 106-/+ 0,1 mA
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki pragdu analogowe 0,1 mA do1 mA 31-10%-/+23nA P Procedury wewnetrzne

Mierniki pradu cyfrowe
Multimetry

Kalibratory

Zasilacze

1 mA do 10 mA
10 mA do 100 mA
0,1Ado1A
1Ado3A
3Ado10A
10Ado30A
30A do100 A

43 -10%- [+ 0,11 pA
31-10%- [+ 0,22 pA
31-10%- [+2,2 pA
40 -10%- 1+ 0,11 mA
43-10%- [+ 1,1 mA
50 - 106 - /+ 11 mA
100 - 105 - [+ 9 mA

I — wielko$¢ mierzona (A)

E /1 1/ MAP
P4/ MAP

Metoda bezposrednia

EURAMET cg-15 v.3.0

Metoda bezposrednia
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Zakres akredytacji Nr AP 013

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos$¢ pomiaru
dlaCMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Napiecie AC

Mierniki napiecia analogowe

Mierniki napiecia cyfrowe
Multimetry
Kalibratory

f=10 Hz do 40 Hz
0,2mV do 10 mV
0,01Vdo0,1V
01Vdo1V
1Vdo10V
10V do 100 V
100 V do 1000 V

f=40Hz do 1 kHz
0,2 mV do 10 mV
0,01Vdo0,1V
01Vdo1V
1Vdo10V
10 Vdo 100 V
100 V do 1000 V

f=1kHz do 20 kHz
0,2mV do 10 mV
0,01Vdo0,1V
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10V do 100 V
100 V do 1000 V

f =50 kHz do 100 kHz
0,2 mV do 10 mV
0,01 Vdo 0,1V
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10V do 33V

f=100 kHz do 300 kHz
0,2mV do 10 mV
0,01Vdo0,1V
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10V do33V

34-105-U+3,5uvV
8-105-U+4,5uv
8-105- U +45uVv
8-105-U+0,4mV
23-105- U+ 4,7mV
46 - 105 - U+ 46 mV

23-105-U+1,3 v
8-105-U+23pv
8-105-U+23 v
8-105-U+0,2mV
23-10%-U+23mV
46 - 105 - U+ 23 mV

34-10°-U+1,3pv
16-105-U+23pv
16 -105- U+ 23 v
16-105- U+ 0,4 mV
23-10°-U+23mV
69 -10°-U+23 mV

58 -104105-U+1,2uv
9-10410°- U+ 2,8 v
9-10410%- U+28 pv
9:-104105-U+0,3mV
15-104105-U+1,2mV

460 - 10 - U+ 2,2 yv
35-10%4-U+15uV
35-10%-U+0,1mV
35-104-U+1,1mV
44-10%-U+14mV

U — wielko$¢ mierzona (V)

Procedura wewnetrzna
E /1 1/ MAP

Metoda bezposrednia

EURAMET cg-15v.3.0

Metoda bezposrednia
i posrednia

Kalibratory

f=10Hz do 20 kHz
0,2 mV do 100 mV
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10V do 100 V
100 V do 750 V

f =20 kHz do 50 kHz
0,2mV do 100 mV
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10V do 100 V
100 V do 750 V

f =50 kHz do 100 kHz
0,2 mV do 100 mV
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10Vdo33V

f =100 kHz do 300 kHz
0,2 mV do 100 mV
0,1Vdo1V
1Vdo10V
10Vdo33V

69-105- U+ 35V
69 - 105 - U+0,35mV
69 -105- U+3,5mV
69105 U+35mV
69-105- U+0,26V

14 -10+4- U + 58 uyv
14-104- U+ 0,58 mV
14-104-U+58mV
14-10%- U+ 58 mV
14-104-U+0,43V

69- 104 - U+ 93 pv
69 -10%- U+ 0,93 mV
69-104-U+9,3mV
69 -10%-U+93 mV

46 - 102 - U+ 0,58 mV
46 - 102 - U+58mV
46 - 102 - U+ 58 mV
46 -10°- U+ 0,58V

U — wielko$¢ mierzona (V)

EURAMET cg-15v.3.0

Metoda bezposrednia
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 013

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Nlepev;rll:ztiw%omlaru M(;‘:{;w Metoda pomiarowa
Prad AC
Mierniki pragdu analogowe f=20Hz do 45 Hz S Procedura wewnetrzna
0,029 mA do 0,33 mA 97 - 1051+ 0,12 pA E /1 1/ MAP
0,33 mA do 3,3 mA 78 - 105 -1+ 0,23 pA
3,3mA do 33 mA 78 - 1051+ 2,3 uA Metoda bezposrednia
33 mA do 330 mA 78 -105-/+ 23 pA
Mierniki pradu cyfrowe 0,33Ado22A 15-104- 1+ 0,24 mA EURAMET cg-15 v.3.0
Multimetry
_ Metoda bezposrednia
f= 4% g;go 65 Hz 97 - 105 - 1+ 0,19 pA i posrednia
) mA do 0,33 mA 5
0,33 mA do 3,3 mA 78 -10° -1+ 0,23 bA
3,3 mA do 33 mA 69 -10% -1+ 2,3 uA
33 mA do 330 mA 69 - 10 /+ 23 A
0.33Ado22A 75105 - [+ 0,24 mA
; . 47 -10° -1+ 1,6 mA
22Ado11A ’
f =65 Hz do 500 Hz
0,029 mA do 0,33 mA 97 - 105-/+ 0,19 pA
0,33 mA do 3,3 mA 78 -105- 1+ 0,23 A
3,3mA do 33 mA 69 - 1051+ 2,3 pA
33 mA do 330 mA 69 -105-/+23 pA
0,33Ado22A 75-105 -+ 0,24 mA
22Ado11A 76 -105 -1+ 1,6 mA
f=500 Hz do 1 kHz
0,029 mA do 0,33 mA 97 - 105-/+ 0,19 pA
0,33 mA do 3,3 mA 78 - 105 -1+ 0,23 pA
3,3mA do 33 mA 69 -105-/+23pA
33 mA do 330 mA 69 - 105 - [+ 23 pA
0,33Ado22A 75105 - I+ 0,24 mA
22Ado11A 26-10%-/+1,5mA
f=1kHz do 5 kHz
0,029 mA do 0,33 mA 30-104-/+0,12 pA
0,33 mA do 3,3 mA 15-104- 1+ 0,23 pA
3,3mA do 33 mA 15-104- 1+ 2,3 pA
33 mA do 330 mA 15-104- 1+ 23 pA
0,33Ado22A 58 - 104 -/+ 0,29 mA
f=5kHz do 10 kHz
0,029 mA do 0,33 mA 96 - 104 - /+ 0,12 pA
0,33 mA do 3,3 mA 47 - 104 - [+ 0,44 pA
3,3mA do 33 mA 48 - 104 -1+ 2,2 uA
33 mA do 330 mA 48 - 104 - 1+ 22 pA
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe f=46 Hz do 65 Hz Procedura wewnetrzna
10Ado16,5A 23-104-/+3 mA E /1 2/ MAP
16,5 A do 150 A 24 -104-/+22 mA
150 A do 550 A 22 -10%-/+90 mA Metoda bezposrednia
f =65 Hz do 440 Hz
10A do16,5A 54 -104-/+ 11 mA
16,5 A do 150 A 65 - 10 -1+ 22 mA
150 A do 550 A 62 -10% -1+ 62 mA
| — wielko$¢ mierzona (A)

Wersja strony: A
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Kalibratory
Mierniki rezystancji cyfrowe
Multimetry

Mierniki rezystancji analogowe

10 kQ do 100 kQ
100 kQ do 1 MQ

1 MQ do 10 MQ

10 MQ do 100 MQ

80-10€-R+0,47 Q
80-10€-R+5,0Q

46 -10°-R+48Q

17 -10%4 - R+ 0,61 kQ

R — wielko$¢ mierzona (Q)

. . . . Niepewnos$¢ pomiaru Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Kalibratory f=20Hz do 45 Hz S EURAMET cg-15 v.3.0
0,029 mA do 0,1 mA 18-104-/+34nA
0,1 mA do1mA 18 - 104 - 1+ 0,22 pA Metoda bezposrednia
1 mA do 10 mA 18 -104- 1+ 2,2 yA i posrednia
10 mA do 100 mA 18- 104 - 1+ 22 pA
01Ado1A 19 -10%4 -1+ 0,23 mA
f=45Hz do 100 Hz
0,029 mA do 0,1 mA 64 -105-/+36 nA
0,1 mA do1mA 69 -105-/+ 0,23 pA
1 mA do 10 mA 69 -105-/+23pA
10 mA do 100 mA 69 -105-/+23 pA
0,1Ado1A 98 -105-/+ 0,22 mA
f=100 Hz do 5 kHz
0,029 mA do 0,1 mA 64 -105-/+36 nA
0,1 mA do1mA 34-105-/+0,24 pA
1 mA do 10 mA 34-105-1+2,4 pA
10 mA do 100 mA 34-105-1+24 pA
01Ado1A 12-104-/+0,23 mA
f=5kHz do 10 kHz
0,1 mA do 1 mA 69 - 105 - [+ 0,23 pA
1 mA do 10 mA 69 - 105 -1+ 2,3 pA
10 mA do 100 mA 69 -105-/+23 pA
0,1Ado1A 35-104-/+ 0,23 mA
I — wielko$¢ mierzona (A)
Kalibratory f=45Hz do 5 kHz P EURAMET cg-15 v.3.0
5mAdo1A 12-104 -1+ 0,4 mA
1Ado22A 95-105-/+3,2mA Metoda bezposrednia
22Ado3A 63-104-/+21mA
I — wielko$¢ mierzona (A)
Rezystancja DC
Rezystory state 10 pQ do 100 pQ 32 nQ S Procedura wewnetrzna
Rezystory regulowane 100 pQ do 1 mQ 26-105- R+ 30 nQ E /l 3/ MAP
Boczniki 1 mQ do 10 mQ 20-105-R
10 mQ do 100 mQ 20-10%-R Metoda bezposrednia
0,1Qdo1Q 5-106-R i posrednia
1Qdo 10 kQ 1-10%-R
Mierniki rezystancji cyfrowe 10 k2 do 100 kQ 12-10 N R+ 56 mQ EURAMET cg-15 v.3.0
Multimetry 0,1 MQ do 1 MQ 18 - 1‘: "R+22Q
Kalibratory 1 MQ do 10 MQ 59-10°- R+ 0,11 kQ Metoda bezposrednia
10 MQ do 100 MQ 58-10- R+1,2kQ i posrednia
Mierniki rezystancji analogowe R — wielkos¢ mierzona (Q) Procedura wewnetrzna
E /1 1/ MAP
Metoda bezposrednia
Rezystory state 1mQdo10Q 70 -10%- R+ 0,1 mQ P Procedury wewnetrzne
Rezystory regulowane 10 Q do 100 Q 60 -10%- R+ 1,0 mQ E /I 3/ MAP
100 Q do 1 kQ 58 - 106 - R+ 2,3 mQ P4/ MAP
1kQ do 10 kQ 58 - 106 - R+ 23 mQ

Metoda bezposrednia

EURAMET cg-15 v.3.0

Metoda bezposrednia

Procedury wewnetrzne
E /l 1/ MAP
P4/ MAP
Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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. . . . Niepewnos¢ pomiaru Miejsc .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy dla CMC e dziat. Metoda pomiarowa
Moc DC
Mierniki mocy czynnej analogowe 50 W do 90 W 0,03 % S Procedury wewnetrzne
Mierniki mocy czynnej cyfrowe 90 W do 330 W 0,023 % E 11/ MAP
330 Wdo 900 W 0,06 % E /1 2/ MAP
900 W do 2200 W 0,05 %
2200 W do 3500 W 0,09 %
Moc AC
Mierniki mocy czynnej analogowe 50 Wdo 90 W 0,2 % S Procedury wewnetrzne
jednofazowe 90 Wdo 330 W 0,12 % E /1 1/ MAP
Mierniki mocy czynnej cyfrowe 330 Wdo 900 W 0,2 % E /1 2/ MAP
jednofazowe 900 W do 2200 W 0,12 % PF=1
2200 W do 3500 W 0,16 %
Elektryczna symulacja wielkosci
Wskazniki (mierniki) temperatury w -270 °C do 1820 °C 0,02 °C S EURAMET cg-11 v.2.0
tym regulatory temperatury -200°C do 0 °C 0,002 °C
Przetworniki temperatury Metoda posrednia
Rejestratory temperatury 0°C do 850 °C 7-10%-t+ 0,002 °C elektryczna
Symulatory temperatury
t — wielko$¢ mierzona (°C)
Wskazniki (mierniki) temperatury w -270°C do 1820 °C 0,2°C P EURAMET cg-11 v.2.0
tym regulatory temperatury
Przetworniki temperatury -200°C do 850 °C 0,015 °C Metoda posrednia
Rejestratory temperatury elektryczna
Symulatory temperatury
Czas (przedziat czasu)
Mierniki przedziatu czasu Ohdo24h 0,35s+1-105-T S Procedura wewnetrzna
P E /I 5/ MAP
T — warto$¢ mierzonego
przedziatu czasu (s) Metoda bezposrednia
Mierniki przedziatu czasu Ohdo24h 0,35s+1-105-T P Procedury wewnetrzne
T — wartosé mierzon P4/ MAP
— Warosc mierzonego E /I 5/ MAP
przedziatu czasu (s)
Metoda bezposrednia
Temperatura punktu rosy
Higrometry -20 °C dp do 20 °C dp 0,2°C dp S Procedura wewnetrzna
W2/ MAP
Wilgotnos¢ wzgledna
Higrometry 37 %rh do 85 %rh S Procedura wewnetrzna
Termohigrometry W1/ MAP
Psychrometry 37 %rh 1,0 %rh
Przetworniki 85 %rh 1,7 %rh
-20°C do -5°C 0,15°C
20 %rh do 90 %rh
20 %rh 1,0 %rh
90 %rh 1,7 %rh
5°Cdo0°C 0,15°C
10 %rh do 98 %rh 0,6 %rh
0°C do80°C 0,15°C
10 %rh do 98 %rh
10 %rh 1,0 %rh
98 %rh 2,0 %rh
80 °C do 90 °C 0,15°C

Wersja strony: A
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Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Nlepewnoztlzw%omlaru dia M(;‘:J;:e Metoda pomiarowa
Komory klimatyczne 20 %rh do 98 %rh 2,0 %rh " S,P Procedury wewnetrzne
0°Cdo10°C 0,20°C" T/111/ MAP
P4/ MAP
10 %rh do 98 %rh 2,0 %rh "
10 °C do 80 °C 0,20°C"
10 %rh do 98 %rh 2,5 %rh "
80 °C do 90 °C 0,20°C"
Higrometry 10 %rh do 98 %rh 2,0 %rh P Procedury wewnetrzne
Termohigrometry 10 °C do 80 °C 0,20 °C W1/ MAP
Psychrometry P4/ MAP
Przetworniki 20 %rh do 98 %rh 2,0 %rh
0°Cdo10°C 0,20 °C
Cisnienie
Cisnieniomierze sprezynowe -0,1 MPa do -0,09 MPa 3-102- p+ 255 Pa S Procedury wewnetrzne
Cisnieniomierze elektroniczne -0,09 MPa do -0,015 MPa 16 Pa C 11/ MAP
Przetworniki ci$nienia -0,015 MPa do -0,009 MPa 1-102- p+0,01Pa C /1 2] MAP
-0,009 MPa do 0,009 MPa 0,9 Pa C /1 3/ MAP
- cisnienie wzgledne: podcisnienie i 0,009 MPa do 0,015 MPa 1-102- p+0,01Pa w oparciu o
nadcisnienie (czynnik gaz) 0,015 MPa do 0,1 MPa 16 Pa EURAMET cg-17 v.4.1
0,1 MPa do 0,6 MPa 60,3 Pa
0,6 MPa do 2 MPa 1-102-p+1Pa
p — wielko$¢ mierzona (Pa)
Cisnieniomierze sprezynowe 25 hPa do 100 hPa 3-102- p+ 270 Pa Procedury wewnetrzne
Cisnieniomierze elektroniczne 100 hPa do 600 hPa 17,3 Pa C /11 MAP
Przetworniki ci$nienia 600 hPa do 2000 hPa 6-102%-p+14 Pa C /1 2] MAP
2000 hPa do 6000 hPa 63,5 Pa C /1 3/ MAP
- cis$nienie absolutne (czynnik gaz) 6000 hPa do 20000 hPa 1-102-p+4Pa w oparciu o
20000 hPa do 21000 hPa 3:102- p+270 Pa EURAMET cg-17 v.4.1
p — wielko$¢ mierzona (Pa)
Cisnieniomierze sprezynowe -0,1 MPa do -0,04 MPa 3-102- p+255Pa P Procedury wewnetrzne
Cisnieniomierze elektroniczne -0,04 MPa do 0,04 MPa 4-102-p+224Pa C 11/ MAP
Przetworniki cisnienia 0,04 MPa do 2 MPa 3-102- p+ 255 Pa C /1 2] MAP
-2500 Pa do 2500 Pa 1,3 Pa C /1 3/ MAP
- ci$nienie wzgledne: podcisnienie i P4/ MAP
nad cisnienie (czynnik gaz) p — wielko$¢ mierzona (Pa)
Cisnieniomierze sprezynowe 25 hPa do 600 hPa 3-102- p+270 Pa P Procedury wewnetrzne
Cisnieniomierze elektroniczne 600 hPa do 800 hPa 70 Pa C 11/ MAP
Przetworniki cisnienia 800 hPa do 1200 hPa 60 Pa C /1 2l MAP
1200 hPa do 1400 hPa 70 Pa C /1 3/ MAP
- ci$nienie absolutne (czynnik gaz) 1400 hPa do 21000 hPa 3-102- p+ 270 Pa P4/ MAP
p — wielko$¢ mierzona (Pa)
Cisnieniomierze sprezynowe 0,02 MPa do 0,06 MPa 25 Pa S Procedury wewnetrzne
Cisnieniomierze elektroniczne 0,06 MPa do 0,6 MPa 4-102-p+ 46 Pa C /11 MAP
Przetworniki cisnienia 0,6 MPa do 6 MPa 18 - 103 - p + 550 Pa C /1 2] MAP
6 MPa do 25 MPa 4-102- p + 4500 Pa C /1 3/ MAP
- cis$nienie wzgledne: nadcisnienie 25 MPa do 60 MPa 4-102- p+7000 Pa
(olej)
p — wielko$¢ mierzona (Pa)
Cisnieniomierze sprezynowe 0 MPa do 6 MPa 7000 Pa P Procedury wewnetrzne

Cisnieniomierze elektroniczne
Przetworniki ci$nienia

- cisnienie wzgledne: nadcisnienie
(olej)

6 MPa do 20 MPa

4-102- p+7000 Pa

p — wielko$¢ mierzona (Pa)

C 11/ MAP
C /I 2/ MAP
C /I 3/ MAP

P4/ MAP
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. . . . Niepewnos$¢ pomiaru Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Temperatura (termometria elektryczna)
Czujniki termoelektryczne z metali -80 °C do 250 °C 0,35°C S Procedura wewnetrzna
szlachetnych 250 °C do 1085 °C 0,6 °C T /11 MAP
Czujniki termoelektryczne z metali 1085 °C do 1200 °C 0,8°C w oparciu o
nieszlachetnych 1200 °C do 1300 °C 1,3°C EURAMET cg-8 v. 3.1
1300 °C do 1450 °C 1,8°C
Metoda bezposrednia
-30 °C do 110 °C 0,5°C P Procedura wewnetrzna
110 °C do 660 °C 1,0°C T/11/ MAP
P4 /| MAP
Metoda bezposrednia
Czujniki termometréow -80 °C do -40 °C 0,02 °C S Procedura wewnetrzna
rezystancyjnych -40 °C do 250 °C 0,01 °C T /12 MAP
250 °C do 660 °C 0,12°C
Metoda bezposrednia
0,01 °C 0,005 °C
-30 °C do 110 °C 0,03 °C P Procedura wewnetrzna
110 °C do 660 °C 0,15°C T /12 MAP
P4/ MAP
Metoda bezposrednia
Termometry elektryczne (w tym -80 °C do -40 °C 0,02 °C S Procedura wewnetrzna
elektroniczne) -40 °C do 250 °C 0,01 °C T 19/ MAP
Termometry elektryczne 250 °C do 660 °C 0,12°C
(z rejestracja temperatury) 660 °C do 1085 °C 0,5°C Metoda bezposrednia
Przetworniki temperatury 1085 °C do 1200 °C 0,8 °C
(zawierajace czujniki temperatury) 1200 °C do 1300 °C 1,3°C
1300 °C do 1450 °C 1,8°C
0,01 °C 0,005 °C
-30 °C do 110 °C 0,03 °C P Procedura wewnetrzna
110 °C do 650 °C 0,15 °C T 19/ MAP
P4 /| MAP
Metoda bezposrednia
Termostaty cieczowe -80 °C do 250 °C 0,02°C" S Procedura wewnetrzna
T /110/ MAP
T 114/ MAP
Metoda bezposrednia
-80 °C do 250 °C 0,03°C" P Procedura wewnetrzna
T /110/ MAP
T /1 14/ MAP
P4 /| MAP
Metoda bezposrednia
Kalibratory temperatury -50 °C do 660 °C 0,12°C" S,P Procedura wewnetrzna
660 °C do 1200 °C 0,6°C" T /112/ MAP
P4/ MAP
w oparciu o
EURAMET cg-13 v. 4.0
Metoda bezposrednia
Piece 100 °C do 420 °C 0,6°C" S,P Procedura wewnetrzna
420 °C do 950 °C 1,5°C" T /110/ MAP
950 °C do 1200 °C 20°C" P4 | MAP
1200 °C do 1450 °C 30°C"
Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 013

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Nlepewnoztlzw%omlaru dia M(;(zeji;ce Metoda pomiarowa
Komory klimatyczne -80 °C do 420 °C 0,17°C" S Procedura wewnetrzna
Komory termostatyczne T/111/ MAP

P4/ MAP
S S S w oparciu o
-80 °C do 420 °C 0,25°C" P EURAMET cg-20 v. 5.0
Metoda bezposrednia
Komory do sterylizacji parowej 100 °C do 150 °C 0,3°C" P Procedura wewnetrzna
(w tym autoklawy) T /110/ MAP
P4/ MAP
Metoda bezposrednia
Temperatura (termometria nieelektryczna)
Termometry wskazéwkowe -30 °C do 420 °C 0,10 °C S Procedura wewnetrzna
(manometryczne, dylatacyjne 420 °C do 650 °C 0,5°C T 19/ MAP
i bimetalowe)
Metoda bezposrednia
Termometry szklane cieczowe -80 °C do 100 °C 0,03 °C S Procedura wewnetrzna
100 °C do 250 °C 0,04 °C T /18/ MAP
Metoda bezposrednia
Temperatura (termometria radiacyjna)
Pirometry radiacyjne -15°Cdo 0 °C 1,6 °C S Procedura wewnetrzna
Pirometry fotoelektryczne 0°C do 50 °C 1,4°C T 113/ MAP
Kamery termowizyjne 50 °C do 100 °C 1,8°C
100 °C do 200 °C 2,3°C Metoda bezposrednia
200 °C do 350 °C 3,0°C
350 °C do 500 °C 3,9°C

Wersja strony: A

Niepewno$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielko$ci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.

) Warto$¢é niepewnosci pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni

obiektu wzorcowania.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 013

Status zmian: wersja pierwotna - A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 11.07.2025 .

Wydanie nr 22, 11.07.2025 r. 10/10



